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Giiltig ab: 08.12.2020
Ausstellungsdatum: 10.10.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH
Benzstrafle 1a, 85551 Kirchheim

mit dem Standort

Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH
Benzstraflle 1a, 85551 Kirchheim

Das Priiflaboratorium erfullt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschliefSlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Priifungen in den Bereich:

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 10
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Prifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des Priiflaboratoriums
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-01

Deutsche
Akkreditierungsstelle

. e/ Titel der Norm oder des Priifbereich /
Bereich Hausverfahren / a . .
. Hausverfahrens Einschrankungen
Version
1 Grundnormen
EMV DIN EN 61000-4-2:2009-12; |Elektromagnetische Vertraglichkeit Nur 8.3.2
VDE 0847-4-2:2009-12 (EMV) - Teil 4-2: Pruf- und Nur 8.3.3
Messverfahren - Prifung der
Storfestigkeit gegen die Entladung
statischer Elektrizitat (IEC 61000-4-
2:2008); Deutsche Fassung EN 61000-4-
2:2009
EMV DIN EN 61000-4-4:2013-04; |Elektromagnetische Vertraglichkeit Nur Abs. 7.4.2
VDE 0847-4-4:2013-04 (EMV) - Teil 4-4: Priuf- und Nur Abs. 7.4.3
Messverfahren - Prifung der Nur einphasige
Storfestigkeit gegen schnelle transiente | Gerate
elektrische StérgréRen/Burst (IEC 61000-
4-4:2012); Deutsche Fassung EN 61000-
4-4:2012
EMV DIN EN 61000-4-5:2015-03; |Elektromagnetische Vertraglichkeit Nur Abs. 8.2
VDE 0847-4-5:2015-03 (EMV) - Teil 4-5: Pruf- und Nur einphasige
Messverfahren - Prifung der Gerate
Storfestigkeit gegen StoRspannungen
(IEC 61000-4-5:2014); Deutsche Fassung
EN 61000-4-5:2014
EMV DIN EN 61000-4-11:2005-02; |Elektromagnetische Vertraglichkeit Nur Abs. 5.1
VDE 0847-4-11:2005-02 (EMV) — Teil 4-11: Prif- und Nur einphasige
Messverfahren — Prifungen der Gerate
Storfestigkeit gegen Spannungsein-
briche, Kurzzeitunterbrechungen und
Spannungsschwankungen (IEC 61000-4-
11:2004); Deutsche Fassung EN 61000-4-
11:2004

1 im Titel des Hausverfahrens sind Methode und Priifgegenstand zu nennen.

Gultig ab:

08.12.2020

Ausstellungsdatum: 10.10.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-01

Deutsche
Akkreditierungsstelle

. e/ Titel der Norm oder des Priifbereich /
Bereich Hausverfahren / a . .
. Hausverfahrens Einschrankungen
Version
2 Fachgrundnormen
EMV DIN EN IEC 61000-6-1:2019- |Elektromagnetische Vertraglichkeit Abschnitt 9
11;VDE 0839-6-1:2019-11 (EMV) - Teil 6-1: Fachgrundnormen - Tabelle 1.4
VDE 0839-6-1:2019-11 Storfestigkeit flir Wohnbereich, Tabelle 2.2
Geschafts- und Gewerbebereiche sowie |Tabelle 2.3
Kleinbetriebe (IEC 61000-6-1:2016); Tabelle 3.2
Deutsche Fassung EN IEC 61000-6-1:2019 | Tabelle 3.3
Tabelle 4.2
Tabelle 4.3
Tabelle 4.4
Tabelle 4.5
EMV DIN EN IEC 61000-6-2:2019- |Elektromagnetische Vertraglichkeit Abschnitt 9
11;VDE 0839-6-2:2019-11 (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Tabelle 1.4
VDE 0839-6-2:2019-11E Storfestigkeit fur Industriebereiche (IEC | Tabelle 2.2
61000-6-2:2016); Deutsche Fassung EN | Tabelle 2.3
IEC 61000-6-2:2019 Tabelle 3.2
Tabelle 3.3
Tabelle 4.2
Tabelle 4.3
Tabelle 4.4
Tabelle 4.5
EMV DIN EN 61000-6-3:2011-09; |Elektromagnetische Vertraglichkeit Nur Messung der
VDE 0839-6-3:2011-09 (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen — Funkstérspannun
Stoéraussendung fiir Wohnbereich, g an 1-phasigen
Geschafts- und Gewerbebereiche sowie |Geraten
Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3:2006 + Nur Test nach
A1:2010); Deutsche Fassung EN 61000-6- | Tabelle 2:
3:2007 + A1:2011 Storaussendung
Niederspannungs-
Wechselstrom-
Netzanschluss
Nur Test nach
Tabelle 3:
Gleichstrom-
Netzanschluss
Test der Funkstor-
spannung nur an
einphasigen
Geraten
Gliltig ab: 08.12.2020

Ausstellungsdatum: 10.10.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-01

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Bereich

Norm /

Hausverfahren /

Version

Titel der Norm oder des
Hausverfahrens!

Priifbereich /
Einschrankungen

EMV

DIN EN 61000-6-4:2011-09;
VDE 0839-6-4:2011-09

Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV) — Teil 6-4: Fachgrundnormen —
Stéraussendung fiir Industriebereiche
(IEC 61000-6-4:2006 + A1:2010);
Deutsche Fassung EN 61000-6-4:2007 +
Al1:2011

Nur Test der
Funkstérspannun
g nur an einpha-
sigen Geraten

Produktfamiliennormen

EMV

DIN EN 50121-3-2;
VDE 0115-121-3-2:2017-11

Bahnanwendungen - Elektromagnetische
Vertraglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge -
Gerate; Deutsche Fassung

EN 50121-3-2:2016

Emission: Nur
Messung der
Funkstorspan-
nung an
1-phasigen
Geraten
Abschnitt 7
Tabelle 1.1,
Tabelle 2
Abschnitt 8
Tabelle 3.2,
Tabelle 3.3
Tabelle 4.2
Tabelle 5.3,

ausgeschlossen:
EN 61000-4-3
EN 61000-4-6
EN 61000-4-30

EMV

DIN EN 50121-4:2017-11;
VDE 0115-121-4:2017-11

Bahnanwendungen - Elektromagnetische
Vertraglichkeit - Teil 4:
Stéraussendungen und Storfestigkeit von
Signal- und Telekommunikationseinrich-
tungen; Deutsche Fassung

EN 50121-4:2016

Emission: Nur
Messung der
Funkstorspan-
nung an
1-phasigen
Geraten
Abschnitt 6
Tabelle 2.4
Tabelle 3.2
Tabelle 3.3
Tabelle 4.2
Tabelle 4.3
Tabelle 5.2
Tabelle 5.3
Tabelle 6.2

Gultig ab:

08.12.2020

Ausstellungsdatum: 10.10.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-01

Deutsche
Akkreditierungsstelle

. e/ Titel der Norm oder des Priifbereich /
Bereich Hausverfahren / a . .
. Hausverfahrens Einschrankungen
Version
EMV DIN EN 50130-4; Elektromagnetische Vertraglichkeit - Abschnitt 8
VDE 0830-1-4:2015-04 Produktfamiliennorm: Anforderungen an | Abschnitt 9
die Storfestigkeit von Anlageteilen fir Abschnitt 11
Brandmeldeanlagen, Einbruch- und Abschnitt 12
Uberfallmeldeanlagen, Video- Abschnitt 13
Uberwachungsanlagen, Zutrittskontroll-
anlagen sowie Personen-Hilferufanlagen;
Deutsche Fassung EN 50130-4:2011 +
Al1:2014
EMV DIN EN 50293; StraRenverkehrs-Signalanlagen — Emission: Nur
VDE 0832-200:2013-02 Elektromagnetische Vertraglichkeit; Messung der
Deutsche Fassung EN 50293:2012 Funkstorspan-
Verfahren: Test nach Grundnorm IEC nung an
61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, | 1-phasigen
IEC 61000-4-11 Geraten
Abschnitt 7
Tabelle 2.1
Tabelle 3.1
Abschnitt 8
Tabelle 4.2
Tabelle 5.2
Tabelle 5.3
Tabelle 6.2
Tabelle 6.3
Tabelle 7.2
Tabelle 7.3
Tabelle 7.4
Tabelle 7.5
EMV DIN EN 55011; Industrielle, wissenschaftliche und Nur Messung der
VDE 0875-11:2017-03 medizinische Gerate - Funkstérungen - Funkstérspannun
Grenzwerte und Messverfahren (CISPR  |g an 1-phasigen
11:2015, modifiziert); Deutsche Fassung |Geréten;
EN 55011:2016
EMV DIN EN 55014-1; Elektromagnetische Vertraglichkeit — Nur Messung der
VDE 0875-14-1:2012-05 Anforderungen an Haushaltgerate, Funkstérspannun
Elektrowerkzeuge und dhnliche g an 1-phasigen
Elektrogerate — Teil 1: Storaussendung Geraten
(CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009
+ A2:2011); Deutsche Fassung EN 55014-
1:2006 + A1:2009 + A2:2011
Gliltig ab: 08.12.2020

Ausstellungsdatum: 10.10.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-01

Deutsche
Akkreditierungsstelle

. e/ Titel der Norm oder des Priifbereich /
Bereich Hausverfahren / a . .
. Hausverfahrens Einschrankungen
Version
EMV DIN EN 55014-2; Elektromagnetische Vertraglichkeit - Abschnitt 5.1
VDE 0875-14-2:2016-01 Anforderungen an Haushaltsgerate, Abschnitt 5.2
Elektrowerkzeuge und dhnliche Abschnitt 5.7
Elektrogerate - Teil 2: Storfestigkeit -
Produktfamiliennorm (CISPR 14-2:2015);
EN 55014-2:2015
EMV DIN EN 61326-1; Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Emission: Nur
VDE 0843-20-1:2013-07 Laborgerate - EMV-Anforderungen - Teil |Messung der
1:Allgemeine Anforderungen (IEC 61326- | Funkstorspan-
1:2012); Deutsche Fassung EN 61326- nung an
1:2013 1-phasigen
Geraten
Abschnitt 6
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-11
Abschnitt 7.1
EMV DIN EN 61326-2-2; Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Emission: Nur
VDE 0843-20-2-2:2013-08 Laborgerate — EMV-Anforderungen — Teil | Messung der
2-2: Besondere Anforderungen — Funkstorspan-
Prifanordnung, Betriebsbedingungen nung an
und Leistungsmerkmale fiir 1-phasigen
ortsveranderliche Prif-, Mess- und Geréaten
Uberwachungsgerite fiir den Gebrauch |Abschnitt 6
in Niederspannungs- Abschnitt 7
Stromversorgungsnetzen (IEC 61326-2-
2:2012); Deutsche Fassung EN 61326-2-
2:2013
Gliltig ab: 08.12.2020

Ausstellungsdatum: 10.10.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-01

Deutsche

Akkreditierungsstelle

. e/ Titel der Norm oder des Priifbereich /
Bereich Hausverfahren / a . .
. Hausverfahrens Einschrankungen
Version
EMV DIN EN 61326-2-6; Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Emission: Nur
VDE 0843-20-2-6:2013-09 Laborgerate - EMV-Anforderungen - Teil |Messung der
2-6: Besondere Anforderungen (IEC Funkstorspan-
61326-2-6:2012); Deutsche Fassung EN  |nung an
61326-2-6:2013 1-phasigen
Geraten
Abschnitt 6.2
Tabelle 101
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-11
Abschnitt 7
EMV DIN EN 55022; Einrichtungen der Informationstechnik - | Nur Messung der
VDE 0878-22:2011-12 Funkstoreigenschaften - Grenzwerte und | Funkstorspan-
Messverfahren (CISPR 22:2008, nung an
modifiziert); Deutsche Fassung EN 1-phasigen
55022:2010 Geraten
EMV DIN EN 55024; Einrichtungen der Informationstechnik - |Abschnitt 10
VDE 0878-24:2016-05 Storfestigkeitseigenschaften - Tabelle 1.3
Grenzwerte und Priifverfahren (CISPR Tabelle 2.2
24:2010 + Cor.:2011 + A1:2015); Tabelle 2.3
Deutsche Fassung EN 55024:2010 + Tabelle 3.2
A1:2015 Tabelle 3.3
Tabelle 4.2
Tabelle 4.3
Tabelle 4.4
Tabelle 4.5
EMV DIN EN 55032:2016-02; Elektromagnetische Vertraglichkeit von | Nur Messung der
VDE 0878-32:2016 Multimediageraten und -einrichtungen - |Funkstorspan-
Anforderungen an die Storaussendung nung an
(CISPR 32:2015); Deutsche Fassung EN 1-phasigen
55032:2015 Geraten
EMV DIN EN 55035:2018-04; Elektromagnetische Vertraglichkeit von [Abschnitt 4.2.1
VDE 0878-35:2018-04 Multimediageraten - Anforderungen zur |Abschnitt 4.2.4
Storfestigkeit (CISPR 35:2016, Abschnitt 4.2.5
modifiziert); Deutsche Fassung EN Abschnitt 4.2.6
55035:2017
Gultig ab: 08.12.2020

Ausstellungsdatum: 10.10.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-01

Deutsche
Akkreditierungsstelle

. e/ Titel der Norm oder des Priifbereich /
Bereich Hausverfahren / a . .
. Hausverfahrens Einschrankungen
Version
EMV DIN EN IEC 55015; Grenzwerte und Messverfahren fir Nur Messung der
VDE 0875-15-1:2020-07 Funkstérungen von elektrischen Funkstorspan-
Beleuchtungseinrichtungen und nung an
dhnlichen Elektrogeraten (CISPR 15:2018 |1-phasigen
+ISH1:2019); Deutsche Fassung Geraten
EN IEC 55015:2019 + A11:2020
ausgeschlossen:
CISPR 16-2-1
CDNE Verfahren
(30MHz-300MHz)
CISPR 16-2-3
IEC 61000-4-20
EMV DIN EN 61547; Einrichtungen fir allgemeine Abschnitt 5.2
VDE 0875-15-2:2010-03 Beleuchtungszwecke — EMV- Abschnitt 5.5
Storfestigkeitsanforderungen Abschnitt 5.7
(IEC 61547:2009); Deutsche Fassung Abschnitt 5.8
EN 61547:2009
ausgeschlossen
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8
EMV DIN EN 60974-10:2016-10; Lichtbogenschweilleinrichtungen - Teil Emission: Nur
VDE 0544-10:2016-10 10: Anforderungen an die Messung der
elektromagnetische Vertraglichkeit Funkstorspan-
(EMV) (IEC 60974-10:2014 + A1:2015); nung an
Deutsche Fassung EN 60974-10:2014 + 1-phasigen
A1:2015 Geraten
Abschnitt 6.3.2
Abschnitt 7.4
Tabelle 2
IEC 61000-4-2
Tabelle 3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-11
Tabelle 4
IEC 61000-4-4
Gliltig ab: 08.12.2020

Ausstellungsdatum: 10.10.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-12003-01-01

Deutsche
Akkreditierungsstelle

. e/ Titel der Norm oder des Priifbereich /
Bereich Hausverfahren / a . .
. Hausverfahrens Einschrankungen
Version
EMV DIN EN 61496-1:2014-05; Sicherheit von Maschinen — Emission: Nur
VDE 0113-201:2014-05 Berlihrungslos wirkende Messung der
Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine |Funkstorspan-
Anforderungen und Priifungen (IEC nung an
61496-1:2012); Deutsche Fassung EN 1-phasigen
61496-1:2013 Geraten
Abschnitt
43.2.2
43.23.1
43.2.3.2
43.2.4.1
4.3.2.4.2
43.2.5.1
4.3.2.5.2
4.3.2.6.1
4.3.2.6.2
43.2.7.1
4.3.2.7.2
Verwendete Abkiirzungen:
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
Gliltig ab: 08.12.2020

Ausstellungsdatum: 10.10.2025
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